NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 61169-1
STANDARD o zaonu

1992

AMENDEMENT 2

AMENDMENT 2
1997-04
Amendement 2
Connecteurs pour frégu riques —
Partie 1:
ethodes de mesure
quirements and measuring methods
[ IEC 1997 Droits de reproduction réservés [0 Copyright - all rights reserved
International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site http: //www.iec.ch
Commission Electrotechnique Internationale CODE PRIX E
International Electrotechnical Commission PRICE CODE
MemayHapoarHana 3nekrpotexHuueckan Komuceua
[ ] Pour prix, voir catalogue en vigueur

For price, see current catalogue



https://iecnorm.com/api/?name=c5216dfb7fd7b7fe9737380fa39b3789

NQA | Périodi- | Test NC NQA | Périodi
% cité requis % cité

Grdupe A1
Exgmen visuel Q 1,0 a S3 15
Grdupe B1
Dinjensions extérieures 0,40 a S3 0,40
Cornpatibilité mécanique 1,0 a S3 1,5
Acdouplement et dé 0,40 a S3 1,5

. . . Lot . Lot
Rétention du calibr 1,0 ia S3 1,5

(comtacts élastj
Etahchéité sgns hermetici 4.5, i 0,65 par ia S3 1,0 par

Etahchéité avec .4.5.2 ia 11 0,015 ia S3 0,025
Terjsion de tenue 9.2.6 a s4 0,40 lot a 11 4,0 lot
Soldabilité pieéces)détaché d) 9.3.2.1.1 ia S4 0,40 ia S3 4.0
Régistance d'isolement 9.2.5 a S4 0,40 a S3 4,0
Efficacité du-fikdes trous de TBD ia S4 0,40 ia S3 4,0
séclurité

a :\Inlnlir\nhln

-2- 61169-1 amend. 2 © CEI:1997

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 46D: Connecteurs pour fréquences
radioélectriques, du comité d'études 46 de la CEIl: Cables, fils, guides d’ondes, connecteurs et
accessoires pour communications et signalisation.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
46D/279/FDIS 46D/296/RVD

e rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute inforgy
abouti a I'approbation de cet amendement.

d.vote ayant

Page 150

Niveau d’assurance H (bas)

ia test requis (si techniquement applicable)
NC niveau de contrdle
NQA niveau de qualité acceptable

d) essais destructifs. Les spécimens ne doivent pas étre remis en stock.
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FOREWORD

This amendment has been prepared by the subcommittee 46D: RF connectors, of IEC

technical committee 46: Cables, wires, waveguides, RF connectors,
communication and signalling.

The text of this amendment is based on the following documents:

and accessories for

FDIS
46D/279/FDIS

Report on voting

46D/296/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can he
oting indicated in the above table.

Page 151

Add, after subclause 10.3.2.3, the following new subg

guantity sample procedures

| 0.3.3 Test schedules and inspection regujrements, for\aitery ati@ixe
Table 1 — Lot-by-lot proced&i ance.tests:_groups Al and B1

Ye/report on

ss%ﬂtle\%\&}kgher) Assessment level H (lower)
N
Tem AQL Period Test AQL Period
Wd \H\/ fg required | ' 0(/?)

Grdup A1
Visjial inspection Q 9.1 \ \/Ll 1,0 a S3 1,5
Grdup B1
Outine dimensions S4 0,40 a S3 0,40
Meghanical compatibility 11 1,0 a S3 1,5
Engagement and se i S4 0,40 a S3 1,5
Gauige retention forse 11 1,0 Lot ia S3 1,5 Lot
(regilient conta
Scqling, non- 11 0,65 by ia S3 1,0 by
Scdling, hermetic 11 0,015 ia S3 0,025
Volfage proof s4 | 0,40 lot a 11 4,0 lot
Solflerability piecespartsd) s4 | 0,40 ia s3 | 4,0
Instilation resistance 9.2.5 a S4 0,40 a S3 4,0
Eff¢ctiveness-of safety wire locking | TBD ia S4 0,40 ia S3 4,0
holg¢s; piéce-partsd)

a :\Inlnlir\nhln

ia test required (if technically applicable)

IL inspection level

AQL acceptable quality level

d) destructive tests — specimens shall not be returned to stock.
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Tableau 2 — Procédure de préléevement fixe — Séquence initiale d’essais groupe 0

\

Md‘,égs‘ggie Niveau d'assurance M (haut) Niveau d’assurance H (bas)
de la CEI
61169-1 Test Nombre Test Nombre
QC 220000 h e ; h e :
Paragraphe requis d’échantillons requis d’échantillons
Groupe 0
Examen visuel 9.1.2 a a
Dimensichs-extériewtes 9434 & &
Cornpatibilité mécanique 9.1.3.3 a a
Acdouplement et désaccouplement | 9.3.6 a
Rétention du calibre 9.3.4 ia - b
(coftacts élastiques) 36 minimum 18minimum
Etahchéité sans herméticité 9.45.1 ia
Etahchéité avec herméticité 9.4.5.2 ia
Terlsion de tenue 9.2.6 a
Soydabilité pieces détachéesd) 9.3.2.1.1 ia
Régistance d'isolement 9.25 a ( a
N
a applicable
ia test requis (si techniquement icable)
d) essais destructifs. Les spé%;%d\c)i t’pas etre remis en stock

S
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Table 2 — Fixed quantity sample procedure — Initial QA test sequence: group 0

\

Test Assessment level M (higher) Assessment level H (lower)
method
of IEC

leéggo%)o Test Number Test Number

Subclause required of specimens required of specimens
Group 0
Visual inspection 9.1.2 a a
Outlipe-dimensions 9131 a &
Meg¢hanical compatibility 9.1.3.3 a a
Endagement and separation 9.3.6 a a
Galige retention force 9.3.4 ia . ia N
(redilient contacts) 36 minimum 18minimum
Scgling, non-hermetic 9.45.1 la
Scgling, hermetic 9.45.2 1a
Volfage proof 9.2.6 a
Solflerability piece-partsd) 9.3.2.1.1 ia !
Insyilation resistance 9.2.5 a ( a

N

a applicable

ia test required (if technically applicab

d)  destructive tests — specim?ﬂ(sg:n;:Mb turned\to stock

S
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Tableau 3 — Procédure de prélévement fixe — Groupes d’essais restant pour homologation
Procédure lot par lot — Essais périodiques du groupe D

'\g’ée”s](s)g? Niveau d’assurance M (haut) Niveau d’assurance H (bas)
de la
CEl
612'26(?-1 Test | Nombre Nog1ebre Périodi- | Test | Nombre Nog1ebre Périodi-
220000 | fequis d (_echan- défauts cité requis | d _echan- défauts cité
Para tillons tolérés tillons tolérés
par par
Grolpe D1 d) graphe groupe groupe
Assgmblage connecteurs par soudure | 93.2.1.1 ia ia
Résistance a la chaleur de soudage | 9.3.2.1.2 ia ia
Essdis mécaniques sur la fixation
du chble
i) fotation du céble (nutation) 9.3.7.2 ia 6 0 3 ans _ 3 Q 0 3 ans
ii) fraction du cable 9.3.8 ia !
iii) flexion du céble 9.3.9 ia
iv) forsion du cable 9.3.10 ia /\
Monjent de flexion 9.3.12 a a \
Tenye du mécanisme de verrouillage | 9.3.11 ia /\ ia \
Grolpe D2 d) \ \/
Résistance de contact, continuité 9.2.3 a /\ a
du cpnducteur extérieur et du
blindage, continuité du conduc- 6 3/ans 3 0 3 ans
teur central
Secusses 9.3.13 ad)
Vibrations 9.3.3 a
Cho¢s 9.3.14 a >
Chaleur humide, essai continu 9.4.3 a a
Brox]:llard salin 9.4.6 a I~
Groype D3 )
Dimgnsions, piéces détachées et 1.3, a 1) 3 ans a 1) 0 3 ans
matgriaux
Grolpe D4 d) [
EndIrance mécanique 95 a 6 0 3 ans a 3 0 3 ans
Enddyirance a haute tempg e 96
Anhydride sulfureux \9\9\8 0
Groljpe D5 d) A
Facteur de réflexion \:g> 6 0 3 ans ia 3 0 3 ans
Efficpcité d'écran i
Immersion dans I'e ) ad)
Grolpe D6 d)
Rétgntion du 9%.5 ia
Essdi de décharge(effet 2.9 a 6 0 3 ans 3 0 3 ans
courpnne)
Varigtion rapide de tempe 9.4.4 a a
Séqglience climatique 9.4.2 a a
Grolpe D7 9)
Résistanceé alix solvants et aux 9.7 ad) 12) 0 3 ans 12) 0 3 ans
fluides polluants
=} appiibabic

ia test requis (si techniqguement applicable)
NC niveau de contrdle
NQA niveau de qualité acceptable

d) essais destructifs. Les spécimens ne doivent pas étre remis en stock.

NOTES

1) Un lot de pieces détachées de chaque type ou variante, sauf si on utilise des
piéces identiques.
2) Nombre de paires pour chaque solvant.
3) Voir spécification particuliere.
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Table 3 — Fixed quantity sample procedure — Remaining QA test groups lot-by-lot

procedure — Periodic group D test

fixing:

Test Assessment level M (higher) Assessment level H (lower)
method
of IEC
61169-1 . . . .
Qc Te_st Number Pe_rmltted Period Te_st Number Pe_rmltted Period
220000 required of failures required of failures
Sub- spe- per spe- per
. cimens | group cimens | group
GI’O p Dl d) CIauotT
Solderability — connector assemblies 9.32.1.1 ia ia
Resistance to soldering heat 03212 ia ia
Mechanical tests on cable
i) ¢able rotation (nutation) 2 ia 6 0 3 years _ /\g\ 3 yearg
ii) ¢able pulling ia ia Q
ii) ¢able bending ia

iv) ¢able torsion
Bendling moment
Strength of coupling mechanism

Groyp D2 9)

Contact resistance, outer
conductor and screen continuity,
centfe conductor continuity

Bump
Vibration

Sho¢k

Danip heat, steady state
Saltmist

Groyp D3
Dimgnsions, piece-parts and
mat¢rials

Grolyp D4 9)
Mechanical endurance

High temperature endurance [ a

Sulphur dioxide 9.4.8 a3)

Grop D5 9) .

Reflbction factor 6 0 3 years ia 3 0 3 yeardg
Screening effectiveness ia

Watgr immersion a3

Grolp D6 9)

Cenfre contact .3.5 ia

Discharge test{coro .9 a 6 0 3 years 3 0 3 yearg
Rapid change of te 4.4 a a

Climatic sequence 9.4.2 a a

Grolp D7 9)

Resistance to.solvent and 9.7 a3) 12) 0 3 years 12) 0 3 years

contaminatifig-fluids

ia

© 0o ooo
PP P ©oN

=N O
Q
i%

ia

S -
@

\>years a 1) 0 3 yearg

0
9.3.13 ad)
9.3.3 a
9.3.14 a
9.4.3 a
9.4.6 a N\

© [(e]
[6)]

N

Q0

/7

3 years a 3 0 3 yearqg

a applicable

fa—TestTequited (i technicalty appiicanie)
IL inspection level
AQL acceptable quality level

d) destructive tests — specimens shall not be returned to stock.

NOTES

1) One set of piece-parts of each style and variant, unless using common piece-
parts.

2) Group D7 — number of pairs for each solvent.

3) See detail specification.
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Procédures
Contréle de conformité de la qualité

Il doit comprendre les essais des groupes Al et B1 en contrble lot par lot et les essais des
groupes D1 & D7 en contrdle périodique.

Homologation et maintenance

chantillons issus de ces lots doivent subir avec succes les essais périodiques spécifiés (pour

£rois lots consécutifs doivent subir avec succés les essais des groupes Al et Bl. Les$
le groupe D.

@%
B
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